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STUDILJU DALYKO (MODULIO) APRASAS

Dalyko (modulio) pavadinimas

Kodas

VIZUALUSIS PROGRAMAVIMAS IR KOMPIUTERIZUOTIEJI MATAVIMAI

Déstytojas (-ai)

Padalinys (-iai)

Koordinuojantis: dr. Saulius Nargelas, dr. Mindaugas

Vililinas Fizikos fakultetas, B228, A333
Saulétekio al. 3, NFTMC, LT-10257, Vilnius.
Kitas (-i):
Studiju pakopa Dalyko (modulio) tipas
Pirmoji Privalomasis

Igyvendinimo forma

Vykdymo laikotarpis

Vykdymo kalba (-0s)

Auditoriné

3 (rudens) semestras

Lietuviy/Angly

Reikalavimai studijuojandiajam

ISankstiniai reikalavimai:

Studentai turi biiti i8klause bendrosios fizikos kursus

Gretutiniai reikalavimai (jei yra):
néra

Dalyko (modulio) apimtis

kreditais Kkrivis

Visas studento darbo

Kontaktinio darbo

valandos valandos

Savarankisko darbo

5 140

64

76

Dalyko (modulio) tikslas: studiju programos ugdomos kompetencijos

Baiges §j dalyka studentas gebés:

-kurti bazinius virtualius instrumentus duomeny surinkimui ir apdorojimui LabVIEW programavimo aplinkoje;
-spresti tinkamiausio jutiklio parinkimo duotam matavimui klausimus;

-suprasti ir analizuoti matavimo prietaiso struktiira;

-pritaikyti turimas fizikines Zinias kuriant kompiuterizuotus matavimo prietaisus.

Dalyko (modulio) studiju siekiniai

Studiju metodai

Vertinimo metodai

Vizualiojo programavimo technikos LabVIEW
programingje aplinkoje jgijimas

Paskaitos su vaizdiniu
demonstravimu,
laboratoriniai darbai,
savarankiskas darbas

Egzaminas, laboratoriniy darby ir
savarankisky uzduociy vertinimas

Gebéjimo kurti virtualius matavimo prietaisus
LabVIEW programinéje aplinkoje jgijimas

Laboratoriniai darbai,
savarankiSkas darbas

Egzaminas, laboratoriniy darby ir
savarankiSky uzduoéiy vertinimas

Z1n1q apie jutiklius jgijimas

Paskaitos

Egzaminas

Ziniy apie analoginiy - skaitmeniniy keitikliy tipus
ir veikimg jgijimas

Paskaitos, laboratoriniai
darbai

Egzaminas, laboratoriniy darby
vertinimas

Ziniy apie analoginiy signaly apdorojimg jgijimas

Paskaitos, laboratoriniai
darbai

Egzaminas, laboratoriniy darby
vertinimas

Supratimo apie matavimo prietaisy struktiira
jgijimas

Paskaitos, laboratoriniai

darbai

Egzaminas, laboratoriniy darby
vertinimas

Kontaktinio darbo valandos Savarankiskuy studiju laikas ir uZduotys
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automatizavimas, duomeny
transformavimai. Ivadas j grafinio
programavimo aplinka Labview.
Tarptautiné matavimo vienety
sistema.  Baziniai ir  iSvestiniai
matavimo  vienetai. Etalonais ir
fizikinéem  konstantom  apibrézti
vienetai.
Bendros  statinés ir  dinaminés
matavimy charakteristikos.
Virtualiis instrumentai.
Priesakinis  skydelis ir  blokiné Paskaity medziagos analizg,
diagrama, jvesties ir  i§vesties|2 2 4 |4 |pasiruoSimas laboratoriniams
kintamieji, jy tipai, matematinés darbams, savarankiskos uzduotys.
funkcijos. Subprietaisai.
Struktiiros. Paskaity medziagos analizg,
For ir while ciklai, postiimio registrai, | 2 4 8 |8 |pasiruosimas laboratoriniams
griztamieji rysiai, salygos sakiniai. darbams, savarankiskos uzduotys.
ngrama.v Imo te(.:hmkos'. _ Paskaity medziagos analizg,
Nuoseklusis, lygiagretusis, biiseny L boratoriniams
prietaisas, jvykiy valdomas 4 4 8 |9 |pasiruoSimas la Or.% y
. darbams, savarankiskos uzduotys.
programavimas.
Daugiamaciai kintamieji. Paskaity medziagos analizg,
Masyvai, matricos, klasteriai. 3 2 5 5 |pasiruoSimas laboratoriniams
Matematiniai veiksmai. darbams, savaranki§kos uzduotys.
. . Paskaity medziagos analize,
Duomeny atvaizdavimas. L ..
Signaly diagramos ir grafikai 2 2 4 |5 |pasiruoSimas laboritorlnl%ms
darbams, savarankis§kos uzduotys.
Duomeny jvestis ir iSvestis. Paskaity medziagos analize,
Tekstiniy byly tipai. JraSymas ir 2 2 4 |5 |pasiruoSimas laboratoriniams
nuskaitymas i§ tekstiniy byly. darbams, savarankiskos uzduotys.
Matavimo metodai ir jutikliai.
Erdviniai matavimai. Trukmés ir
daznio matavimai. Mechaniniy dydziy
matavimas ~ kietose ir  takiose
medziagose. Temperatiiros matavimai. ) ) ) )
Elektriniy ir magnetiniy dydziy Vienos i§  paskaitose  paliesty
matavimas.  Optiniai  matavimai. | 13 6 23 |18 mat'avimo sri¢iy detalesnés studijos ir
Radiacijos matavimai. pasiruoSimas pristatymui seminare.
Tipiniai  jutikliy jungimo budai.
Matavimo tiltelis. Paklaidos ir jy
kompensavimas. Apsauga nuo
perkrovy.
Analoginiy signaly diskretizavimas.
Analoginiy - skaitmeniniy keitikliy
tipai: dvigubo integravimo, nuoseklaus PasiruoSimas laboratoriniams
artéjimo, tiesioginiai, sigma-delta, |2 10 12 |18 |darbams ir jy rezultaty apdorojimas.
sudétiniai,  konvejeriniai.  Gréjaus Paskaity medziagos analizé.
kodas. Diskretizacijos daznio
nestabilumo jtaka keitikliy tikslumui.
IS viso | 32 32 64 |76
Vertinimo strategija Svoris | Atsiskaitymo Vertinimo Kkriterijai
proc. laikas
Dalyko teorinés zinios ir geb¢jimai analizuoti probleminius
vizualaus  programavimo  klausimus, teorijos  Ziniy
Laboratoriniai darbai ir pritaikymas konkreciy praktiniy uzduociy sprendimui.
" 50 Semestro metu
savarankiSkas darbas Teorinis pasirengimas laboratoriniam darbui, ataskaitos
parengimo kokybé, gebéjimas apibendrinti ir paaiSkinti
rezultatus.
Egzaminas 50 Sesijos metu {Av\tsakqu i da.lyl.(o vteorijps klausimus teisingumas ir
i§samumas. Praktinés uzduoties sprendimas.




Autorius Leidi | Pavadinimas Periodinio | Leidimo vieta ir leidykla ar
mo leidinio internetiné nuoroda
metai Nr.

ar leidinio
tomas
Privaloma literatiira
Yik Yang 2014 | LabVIEW graphical Packt Publishing
programming cookbook : 69
recipes to help you build, debug, ISBN: 9781782171409
and deploy modular applications
using LabVIEW
A. Gurskas 2010 | Virtualieji instrumentai VGTU leidykla
LabVIEW terpéje
Ed. J. G. Webster 1999 Measurement, Instrumentation & CRCPress LLC
Sensors
Measurement  Computing | 2012 Data acquisition handbook. A Measurement Computing
Corporation reference for DAQ and analog & Corporation
digital signal conditioning

Ed. Walt Kester 2004 | Analog-Digital Conversion Analog Devices

Papildoma literatiira

Steven W. Smith 1999 | The Scientist and Engineer’s California Technical

Guide to Digital Signal Publishing
Processing
Measurement  Computing | 2013 Data Acquisition Fundamentals: Measurement Computing
Corporation Improving Measurement Quality Corporation
with Signal Conditioning
Walt Kester 2005 | Which ADC Architecture Is Analog Analog Device
Right for Your Application? Dialogue
39-06,
June
Bob Judd 2010 | Everything You Ever Wanted to United Electronic Industries

Know about Data Acquisition




